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AVANT-PROPOS FOREWORD BBEJAYHUE

Le présent amendement a ét&his amendment has beertlacromuee mvenenme K cranzapry
établi par le comité d’études 1 deprepared by IEC technical noarorosneno TexmmueckuM komure-
la CEl: Terminologie, en committee 1: Terminology, in co- tou N° 1 MOK <Tepmuonorns> B
collaboration avec le comitéoperation with IEC technical cotpymimectse ¢ Texumecknv
d’études 49 de la CEI: Dispositifscommittee 49: Piezoelectric andggvureron N° 49 MOK: Tlhizoe-

piézoélectriques et dlelectrllquesdlelectrlc dewcesl for frequencympm(\(m(. VCIPOCTB U1 CTaOM-
pour la commande et le choix decontrol and selection. JM3ALMM M CEJEKLIMN YaCTOThL
la fréquence.

d

issu des documents suivants: based upon the following documents:(rréu,mpT_\' OCHOBAH Ha CJIYAYIOHINX
JOKYMEHTaX:
DIS Rapport de vote .
TIMC Report on voting
OT‘IBTLI O 1IoJIoCoBaHUN
1 1337 1 1341
45(VEI 561) (BC) “5g 45(VEI 561) (BC) “5g4 ;
1 1337 1 1340~
45 (IEV 561) (CO) 572 45 (IEV 561) (CO) 286
45 MIC 561) (1K) 133 49 MOC 561 @) e

)

Le rapport de vote indiqué dans le~ull information on the¢ veting for Ocramsiyio  undopMaumio  MOZKHO
tableau ci-dessus donne tout¢he approval of this amendment camairrn B oryerax O roJIOCOBAHUM,
information sur le vote ayant aboutibe found in the réport on_votingykazanusix

B BbILLICI I[)VIBO,’I(‘HHOI?I
a l'approbation de cet amendement. indicated in the ahove table.

Tadmie.

N



https://iecnorm.com/api/?name=c70f191246673a5c35be691bfa830427

-2- 60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997

Page Il

Ajouter:

Add:

obasurs:

561-07 Caractéristiques des dispositifs @ onde acoustique de surface (OAS).......cocveveiiiiieiriie e

Page Il

Ajouter:
Add:
obasurs:

561-07 Characteristics of surface acoustic wave (Saw) deVICES..........ccccvevvreeerineennibeeiniine e e eyl 5

Page IV

Ajouter: A

Add: A

obasurs: A\

561-07 XapakTepucTHKW YCTPONCTB Ha MOBEPXHOCTHBIX aKyCTHUECKUX BOJT]IaXﬁﬁ?\B)\ ..................................... 5
N\

L7



https://iecnorm.com/api/?name=c70f191246673a5c35be691bfa830427

60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997 -3-

Ajouter la nouvelle section suivante:
Add the following new section:

,/]00’17BHT1; CTICAVIONIHI HOBBIH pasiesr:

SECTION 561-07 - CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS A ONDE
ACOUSTIQUE DE SURFACE (OAS)

SECTION 561-07 - CHARACTERISTICS OF SURFACE ACOUSTIC

WAVE (SAW) DEVICES

PA3JIEJ]I 561-07 - XAPAKTEPHCTHKH YCTPONCTB HA
MNOBEPXHOCTHBIX AKYCTHYECKHX BOJHAX (ITAB)

561-07-01 fréquence centrale(d'un dispositif a OAS)
Moyenne arithmétique des fréquences de coupure.
centre frequency(of a saw device)
Arithmetic mean of the cut-off frequencies.
cpeansaa vacrora (ycrponicrsa na [IAB)

(:])(‘,»‘IlIGZI[)]/I(I)IVIGTI/I‘I(‘CI\‘O(‘ SHaueHrue 4acCToT cpesatoerl, ny (I[)(])l\‘ﬂ)’]] i (I)T]l epyKk )’,1)'(?(‘1\‘]]](1(1),]
BIII'KCY .

ar ( SAW iode ol i gualt 2 ) 5Ly L2 ol s 5

de Mittenfrequenz (eines' OFW-Bauelements)

ja (SAWTF /A Z0) HulE e

pl czgstotliwosé srodkowa (przyradu z AFP)

pt frequéncia central(de um dispositivo de OAS)
sv mittfrekvens

561-07-02 fréquence nominale(d'un dispositif a OAS)
Fréquence utilisée pouridentifier un dispositif a onde acoustique de surface.
nominahfrequency (of a saw device)
Frequéency used to identify the surface acoustic wave device.
HOMHHAJbHas wacrota (ycrponicrsa va [1AB)

Yacrora., ucnosib3yemas Ui WieHTuPpuKalin )’C'I‘])OPIC'I‘BH Ha TOBEPXHOCTHBIX AKYCTUUECKHUX
BOJIHAX.

ar ( SAW iombedt sl i 11 jlgd ) oW sa )
de Nennfrequenz(eines OFW-Bauelements)

2 (SAWF 31 20) AFREEH

pl czestotliwosé znamionowa(przyradu z AFP)

pt frequéncia nominal (de um dispositivo de OAS)

sv nominell frekvens
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561-07-03 affaiblissement de transmissior{d'un dispositif & OAS)
Rapport, généralement exprimé en décibels, de la puissance disponible d'une source donnée a la
puissance que le dispositif a onde acoustique dacaidonnecté a cette source fournit a une
impédance de charge dans des conditions spécifiées.
transducer attenuation (of a saw device)
The ratio, generally expressed in decibels, of the available power of a given source to the power
that the surface acoustic wave devioarected to this source delivers to a load impedance under
specified conditions.
zaryxanue pepexaun (verponcrea na [TAR )
O'I‘HOIIIOHVIO. OGhI‘IHO BbIpazkaeMoe B ,’IOI[MGCJI‘dX. JOCTUZKUMOM MOIIIHOCTU  JAHHOT'O  MCTOUYHUK
K MOHIHOCTW,  KOTOPYIO — YCTPOWCTBO  Ha  TMOBEPXHOCTHBIX — aKYCTMUCCKUX  BOJIHAX)
NpUCOEJAMHECHHOE K JTOMY WCTOYHUKY, BbLICJACT HA HArpy3ouHoOM THOJIHOM COINpPOTUBJICHHAW B
3Q/1AHHBIX YCJIOBAX.
ar (SAWM\R__J).A\Z:ZA\)%)QM\JF&)J N
de Betriebsddmpfung (smaf)eines OFW-Bauelements)
ja (SAWF/ 41 20) E#IER -
pl tlumiennacsé przetwornika (przyradu z AFP) R
pt atenuacédo de transmissa@de um dispositivo de OAS)
sv overféringsdampning N\
A\
N
_ . . . N\
561-07-04 affaiblissement d'insertion nominal .
Affaiblissement d'insertion, généralement exprimé en décibels, d'un dispositif & onde acousfique
de surface a la fréquence nominale de ce dispositif.
nominal insertion attenuation
The insertion attenuation, generally expressed in decibels, of a surface acoustic wave device pt the
nominal frequency of the device.
HOMMHAJILHOE BHOCMMOE 3aTyXaHUE
BHOCI/IMO@ JaTyxaHme _\'C'I‘I)OFI(\ITBH Ha  NOBEPXHOCTHLIX  aKYCTHYECKHX  BOJIHAX. 06blllHO
BbIDAZKACMOC B JCINOE/1A X HEZHOMUHATILION YACTOTE 3TOIO YCTPOHCTHA.
ar f“\“ JL»‘;\;j\ J}AJJ\
de Einfigungsdamfpfung (smaR) bei Nennfrequenz
ja FMEARK
pl znamionowatumiennas¢ wtraceniowa
pt atenuagéo de inser¢cdo nominal
sv. nominell inlankningsdadmpning
) |
561-07-05  ,~bndulation ETT

Variation maximale des caractéristiques d'affaiblissement causée par I'écho de triple transif, ou
ETT, dans une bande passante déterminée.

TTE ripple

The maximum variation in attenuation characteristics caused by the triple transit echo, or T|TE,
within a determined pass-band.

HEePAaBHOMEPHOCTL, BbI3BaHHASI CUTHAJOM TPOINHOIO HMPOXOAICHNs

Makcumasibioe  u3Menenye XapPaKTEpPUCTUK  3aTYXaHus, BbI3BAHHOE  CUIHAJIOM  TPOWHOI'O
NPOXOZK/ICHUA, B 3a/JaHHOM TOJIOCE TIPOMYCKaHuA.

ar (TTE) gy o saall s tna s £ 53
de TTE-Welligkeit

a TTEYZn

pl zafalowanie powodowane sygiam potréjnego przegcia
pt ondulacdo de ETT

sv ekopulsation
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561-07-06 temps de propagation de groupéd'un dispositif a OAS)

Temps égal a la dérivée premiére de la différence de phase entre les ondes a I'entrée et a la sortie,
exprimé en radians, par rapport a la pulsation d'un dispositif & onde acoustique de surface.

group delay time (of a saw device)

The time equal to the first derivative of the phase difference between input and output waves,
expressed in radians, with respect to the angular frequency of a surface acoustic wave device.

I'pymnosoe Bpemsa zameraenus (ycrporicrsa na [1AB)

DBpemsa, pasHoe nepBowt NpousBOAHONM (Ja30BOIO CJABMIA B PaJMaHAX MEAKLY BXOAHOH U

BBIXOJHOH  BOJIHAMM,  OTHOCHUTEJILHO — YTUIOBOH  4aCTOTHl  YCTPOWCTBA  HA  MOBEPXHOCTHBIX
AKYCTHYECKNX BOJIHAX.
ar ( SAW mldl i sall o 5l ) depastl 1ot U e
de Gruppenlaufzeit (eines OFW-Bauelements)
ja (SAWT /A Z0) BHEUERFH
pl opdznienie grupowe(przyrzdu z AFP)
pt tempo de atraso de grupgqde um dispositivo de OAS)
sv grupploptid
N
A\
561-07-07 temps nominal de propagation de groupe N

Temps de propagation de groupe d'un dispositif a oodve" acoustique ae surfa fréquence
nominale du dispositif. :

nominal envelope delay time /)
The group delay time of a surface acoustic wave device at the nominal frequency of the devicég.
HOMHHAQJILHOE T'PYINIIOBOE BpEMs1 3aMeL1CeHIsE

rl)_\'IIIIOBOO BpeMA  3aMeJIeHnsA _\,‘CTpOPICTBEl Ha HOBEPXHOCTHBIX aKYCTHYECKMX BOJIHAX Ha

HOMMHAJIBHOW YaCTOTE 3TOI0 )'(TTDOPI(ITB{I.

ar s s e \

de Gruppenlaufzeit bei Nennfrequenz

ja  AFFEHEIEEFR]

pl znamionowe ofzni€nie grupowe

pt “tempo nominal de atraso de grupdgde um dispositivo de OAS)
sv -nominell envelopploptid

561-07-08 distorsiondu temps de propagation de groupé&d'un dispositif & OAS)

Différente entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée du temps de propagatign de
g@upe d'un dispositif & onde acoustique de surface dans une bande de fréquences spécifiée

envelope delay time distortion(of a saw device)

' The difference between the lowest and highest value of group delay time o&eesacbustic
wave device in a specified band of frequencies.

MCKa2KeHue rpymnoBoro BpeMenn 3ameuienus (yerponcrsa na [TAB)

Pasunocrs MeZK1y CaMbiM  HM3KUM MW CaMbIM  BBICOKUM  SHAUEHUAMM T'PYHIIOBOIO  BPEMEHU
3aMeIeHUsT YCTPOUCTBA HAa NMOBEPXHOCTHBIX aKYCTUYECKMX BOJIHAX B 3a/JaHHOW T0JI0CE YaCTOT.

ar ( SAW I a0 ) o 5

de Gruppenlaufzeitverzerrung (eines OFW-Bauelements)

ja (SAWF /N1 2D) BBERHUVT S

pl znieksztdcenie ogznienia grupowego(przyradu z AFP)

pt distorcao do tempo de atraso de grup(de um dispositivo de OAS)
sv envelopploptidsdistorsion
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fréquence piégée

Fréquence spécifiée pour laquelle l'affaiblissement relatif est égal ou supérieur a une valeur
spécifiée.

trap frequency

A specified frequency at which the relative attenuation is equal to or greater than a specified value.
YaCTOTa 3aXBaTa OHEPruu

Jajzannas wacrora, Ha KOTOPOH OCHOCUTEJIbHOE 3aTyXaHue paBHO 3aJaHHOMY 3HAUEHWIO WU
TPEBLIIACT €ro.

561-07-10

561-07-11

~\_ou:

ar sdealias g

de Sperrfrequenz

ja bZ oy TR

pl czestotliwosé putapki

pt frequéncia em trapa

sv troskelfrekvens N

affaiblissement piégé

Affaiblissement relatif a une fréquence piégée spécifiée. 2 \C
trap attenuation L, ‘
The relative attenuation at a specified trap frequency.
JaTyXxaHue npu 3axpaTe SHEPrun (Q
Ornocurelpioe 3ATyXaHue Ha 3aJaHHOH YaCTOTE, 3(‘1XB§1T21 OHEPIr'UM.
ar sdeabl Jee

de Sperrdéampfung

a Foy TRER

pl ttumienie w pulapce

pt atenuacédo em trapa
sv troskeldampning \

\

N
module du coefficient de réflexion
Mesure sans dimension du degré de désadaptation entre deux impétjagicds donnée par

I'expressian :
) Za ~ Zb
3\ Z,+7Z,
Z, est limpédance de sortie ou impédance de la source;
Z,, est l'impédance d'entrée ou impédance de la charge.

modulus of the reflection coefficient
A dimensionless measure of the degree of mismatch between two impedaaoeg,, given by

nracaian—

the-expression—
Za _ Zb
Za + Zb
where :
Z, is the source or output impedance,

Z,, is the load or input impedance.
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561-07-11 MOYJIb KO3QPUIMEHTA OTpaXKeHus

E(‘,B])‘dSM(‘,])HaH BEJIMUMHA CTeNneHu paccorjacoBannsa MeKay ABYMiA NOJIHBIMU  CONPOTUBJICHUAMU
Zan Zp, orpejelifieMasn BblpazKeHnuem:

Za _ Zb
Z,+7Z,
rae:

Za paBHO BLIXOAHOMY TMOJIHOMY COINPOTHUBJICHUIO WJIA TIOJIHOMY COIPOTUBJICHUIO UCTOUYHUKA ;

Zb pPaBHO BXOJAHOMY TOJIHOMY COINPOTUBJICHWIO WM TIOJIHOMY HArpy304YHOMY CONPOTHUBIICHU.
ar ASsY el e

de Betrag des Reflexionsfaktors

ja REREOKRE X

pl modut wspdtczynnika odbicia N

pt mddulo do coeficiente de reflexdo
sv reflexionsfaktor

561-07-12 affaiblissement des ondes réfléchies parasites \
Affaiblissement relatif des ondes réfléchies parasites.
attenuation of spurious reflected waves N\
The relative attenuation of spurious reflected W’ave(s'.‘ X
3aTYXaHUe NapasvUTHBIX OTPAKEHHBIX BOJH
OtHocUTENBHOE 3aTYXAHUE TapasUTHBIX OTPAZREHHBIX BOJIH.
ar Salt A ey
de Stoérreflexionsdampfung
ja AFUT ARHBEORER
pl tlumienie niepaadanych fal odbitych

pt atenuacgdo das ondas reflectidas parasitas
sv falskreflexionsdampning

N
561-07-13 affaiblissement des.signaux de couplage direct
Affaiblissemenit important de la réponse en couplage direct.
feedthroughrsignal attenuation
Significant response attenuation at feedthrough signals.
Wyxam/le CUrHaJIA NMPAMOIo  NMpOXO2K ACHUSA
& 3H21‘{IA'I‘(",.IILHOG 3ATYXaHUE OTKJIMKa NprU CArHaJiax NpAMoro npoxozaeHus:d.
ar sy e e g
de Ubersprechdampfung
ja EEERER
pl ttumienie sygndu bezpdaredniego

pt atenuacgédo dos sinais de acoplamento directo
sv direktsignaldampning

561-07-14 niveau assign€d'un dispositif a OAS)

Valeur de puissance, de tension ou de courant pour laquelle les caractéristiques d'un dispositif &
onde acoustique de surface sont spécifiées.

rated level (of a saw device)

The power, voltage or current value at which the characteristics of a surface acoustic wave device
are specified.
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561-07-14 HOMMHAILHBIFA yposenb (ycrpoiicrsa na [1AB)
3Ha‘lO}ll/IO MOHIIHOCTHW, HaNpAKEHUA WM TOKa, 1pY KOTOPOM OrosapuBaloTCa XapaKTCpUCTUKU
YCTPOHCTBA HA MOBEPXHOCTHBIX aKyCTUMUCCKUX BOJIHAX.
ar (SAW il i pall i i jleh ) 23 s
de Bemessungspegékines OFW-Bauelements)
ja (SAWF A ZD) FEHL I
pl poziom znamionowy(przyrzdu z AFP)
pt nivel estipulado(de um dispositivo de OAS)
sv markvarde
561-07-15 fréquence de fonctionnementd'un dispositif & OAS)
Fréquence a laquelle vibre un dispositif a onde acoustique de surface avec ses circuitsassoc
working frequency (of a saw device)
The frequency of vibration of a surface acoustic wave device with its associated circuits.
pabouas wacrora (ycrponcrsa na [1AB)
lI‘dC’l‘O’l‘Zl KOJI(‘,62]HI/IFI )'C'l‘])OPlCI‘Ba Ha  TOBEPXHOCTHBIX aKYCTHUYECKITX . BoIHaX - BMECTE C
COCJMHECHHBIMU C HUM CXeMaMu. N
ar (SAWisd iz 2l il lgd) lasdi o5 A\
de Arbeitsfrequenz (eines OFW-Bauelements) Q) )
ja (SAWF A Z20) BHERIEE g
pl czestotliwosé pracy (przyradu z AFP) N\
pt frequéncia de funcionamento(de um dispositivo de)OAS)
sv arbetsfrekvens /(9
561-07-16 tolérance totale de fréquencéd'un dispasitif a OAS)
Ecart maximal admissible entre la fféquence de fonctionnement d'un dispositif & onde acous
de surface et sa fréquence noQinaIe, produit par une cause quelconque.
overall frequency tolerance(of a saw device)
The maximum permissible deviation of the working frequency of a surface acoustic wave de
from its'nominal frequency; for any cause.
obmi jonyck no yacrore (verponcrsa na 1AB)
Nl‘dl\‘(ll/l!\’l&ljleO JIOII)'C’I‘VII\IOO OTKJIOHEHE ])‘dGOlI(‘,Pl YaCTOTbI )C'l‘])OP[CI‘B'd Ha  TOBEPXHOCTHBIX
AKYCTUICCKIX- BOJIHAX OT €ro HOMUHAJILHON YACTOTHL N0 JI0OOMY (aKTOopy .
ar (SAW il i pall 1 0 gy 5030 - pedi IS o gl
de Gesamtgrenzabweichung der Frequengeines OFW-Bauelements)
GaS AWF/ S 20) BEEBEGERE
_(_p! catkowita tolerancja czgstotliwosci (przyradu z AFP)
). pt tolerancia total de frequéncia(de um dispositivo de OAS)
sv. total frekvenstolerans
561-07-17

tolérance de calage en fréquendel'un dispositif & OAS)

de surface et sa fréquence nominale a la température de référence.

frequency adjustment tolerance(of a saw device)

és.

ique

ce

ique

The maximum permissible deviation of the working frequency of a surface acoustic wave device

from its nominal frequency at the reference temperature.
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561-07-17

JOIMYCK Ha TounocTh mHacrpoiikn (ycrpoiicrsa na [1AB)

Makcumasisno JOIYCTUMOE  OTKJIOHEHE ])360‘[(‘” YACTOTHI )'C'l‘])Of/ICTBEl Ha TOBEPXHOCTHBIX
AKYCTUUECKUX BOJIHAX OT €ro HOMMHAJILHOW YaCTOTHI TPU ONMOPHOM TeMIepaType.

ar (SAW domda ol 45 gl A M Slgmy 2o 31 by T el o gl

de Abgleichgrenzabweichung der FrequenZeines OFW-Bauelements)
ja (SAWF /314 20) BlikHARHERE

pl tolerancja dostrojenia (przyrzdu z AFP)

pt tolerancia de ajuste em frequéncigde um dispositivo de OAS)

SV justertolerans

561-07-18

561-07-19

tolérance de fréquence due au vieillissemeld'un dispositif & OAS)

Ecart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d'un dispositif a ende acoustiqy
surface par m@port & sa fréquence initiale qui est observée en fonction _du~temps dans
conditions spécifiées.

frequency tolerance due to ageingof a saw device) \
The maximum permissible deviation of the working frequency of a.Surface acoustic wave de

from its initial frequency which is observed with the passage of tirfie Under specified condition$.

J0OMYCK no vacrore ma crapenme (ycrpoicrsa na [IAB) A\

Makcumasibho JOIMYCTUMOE  OTKJIOHEHE DHﬁO‘l(‘H ‘I{ICTOTLI"y(IT[)Ol?I(TTBZl Ha  TIOBEPXHOCTHBIX
AKYCTUYCCKUX BOJIHAX OT €ro nepBoHavyasibHOM YaCTOTHI, nabi01aeMOE ¢ TeueHneM BpEeMEHU B
3AIAHHBIX  YCJIOBUAX. (

ar (SAW 3‘_—7‘&“‘3‘ ‘-‘—:Jr-ﬂ\ a—")—“ )L—i-;‘“) (JLE;lJ'\RJL‘::J JJ}"J\ \;9 C)Ml\ Q)UJ.S\

de Grenzabweichung der Frequenzalterungeines OFW-Bauelements)

ja (SAWF NS Z20) B — v  rERzE

pl odchytka czestotliwosci wywotana starzeniem(przyradu z AFP)

pt tolerancia de frequéncia devida-ao_envelhecimenf{de um dispositivo de OAS)
sv aldringstolerans

N\
N\
tolérance de fréquenge dans un intervalle de températuréd'un dispositif & OAS)

Ecart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d'un dispositif a onde acoustigqy
surface dans lintervalle de températures, pppod a sa fréquence de fonctionnement a 13
température de-référence.

frequency tolerance over the temperature rang€of a saw device)

The maximum permissible deviation of the working frequency of a surface acoustic wave de
within the temperature range, with respect to its working frequency at the reference temperatd

\\
“NioIyCk 10 yacToTe B uuTeppaje paGounx temmepartyp (ycrporicrsa na [1AB)

- MakcumaibHo JONYCTUMOE  OTKJIOHEHE DHGO‘I(‘H YACTOTHl  YCTPOWUCTBA HA  NOBEPXHOCTHBIX

AKYCTHYECKMX BOJIHAX B MHTEpBASie pabOuMX Temrepatyp OTHOCHTENBHO ero padouer 4aCToThi
NPU ONOPHOM TeMIepaType.

ar (SAW imbdl ipal il jledy 351 4 Dl 3 Gl o 3550 a0 gl 5L
de grenzabweichung der Frequenz bei Temperatur-anderung (eines OFW-Bauelements);

e de
des

ce

e de

ce
re.

zulassiger Temperaturgang der Frequenzeines OFW-Bauelements)

S AW T A0 RIS RE
pl niestatosé czestotliwosci przy zmianie temperatury w zadanym zakresie

pt tolerancia de frequéncia num intervalo de temperaturagde um dispositivo de OAS)
sv temperaturberoende frekvenstolerans
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résonance indésirablgd'un dispositif & OAS)

Etat de résonance d'un dispositif & onde acoustique decsuxiitre que le mode associé a sa
fréquence de fonctionnement.

unwanted resonanceof a saw device)

A state of resonance of a surface acoustic wave device other than that associated with its working
frequency.

HexenaTeabToiit pesonanc (ycrpoiicrsa na [1AB)

Cocrosmne pe3oHaHca )'C’l‘pOﬂC'l‘Ba Ha TOBEPXHOCTHBIX aKYCTUUYECKNUX BOJIHAX, OTJIMYalomeecs

561-07-21

561-07-22

OT TOro, KOropoe CBfI3aHO C €ro DHGO‘I(‘PI YaCTOTEN.

ar (SAW imb i yalli > dijlgdy o2l s oo
de Nebenresonanzeines OFW-Bauelements)

ja (SAWF N4 20) FREHR

pl niepazadany rezonans(przyrzdu z AFP)

pt ressonancia indesejavelde um dispositivo de OAS)

sv oonskad resonans

)
)
¥

résonance indésirable transversale

o . N .
Résonance indésirable causée par l'excitation des modes, transverses d'ordre plus éleyé qui
apparaissent a des fréguences légerement supérieures.

Note- L'apodisation du transducteur interdigité permetidiadapter le profil du mode transvgrse
désiré. N\
transverse spurious resonance Q

()
A spurious resonance caused by excitation <f higher order transverse modes, which appgar at
slightly higher frequencies. ’

Note- Apodizing the interdigital transdueer enables to match the desired transverse mpde
profile.

TPAHCREPCAILIBIT NAPazuTHLIT pe3oHanc

“il])EISI/lTIILlI;I PE30HAHC,  BbI3BAMHLIA BOSG‘\'}K,T(‘IIVI(‘M NonepeyHprxX MO/ BbICIIETrO  nopsijaka,

NOABJIAIONIUXCA HA HECKOJIbKQ 00J16e BBLICOKBIX YACTOTAX.

N\
| [])I/l]\l@‘lalll/lel{). AHOJI/I‘.{IIII/IH BCTPEYHO.IITHIPEBOIO HDGOGDH JoBaTelid Jaer BO3MOZKHOCTDL

COrJIacoBaTh HYKHbIN HPOPUIIL TIONEPEUHONn MO/IbL.

ar <o et A

de transversale)Nebenresonanz

ja MET—FXT U7 2R

pl. niepozadany rezonans poprzeczny
pt._reSsonancia indesejavel transversal
sv transversalmodsresonans

\\
rapport de capacité(symbole 1)

Rapport de la capacité parallély a la capacité dynamique; @ans le circuit équivalent a un
résonateur.

capacitance ratio(symbol :r)

The ratio of the parallel capacitanCg to the motional capacitan€® in the circuit equivalent to
a resonator

eMKocTHoil Ko3dpmmeT (oK 1)

Ornomenne napasuiesbion emkoctn G, K amHammuieckon emkoctn C; B OKBUBAJIGHTHOM CXeMe
pesoHaTopa.

ar (T o)) edia

de Kapazitatsverhaltnis

ja HERE G5 7)

pl  wspotczynnik pojemnasciowy
pt relacdo de capacidade

sv kapacitanskvot
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561-07-23

facteur de mérite (symbole M)

Valeur caractérisant l'activité d'un résonateur, égale au quotient du facteur de @Quuditée
rapport de capacité

figure of merit (symbol :M)

The value which characterizes the activity of a resonator, and which is given by the quotient of
the quality factoQ by the capacitance ratio

100pokavecTBennocts (Cvpon K M)

Besmunna, Xapakrepmusylomasa aKTUBHOCThL — pe30HaTOpa. paBHad HYaCTHOMY  OT  JACJICHUA

561-07-24

sapasuiesbv eMkocTaMu Cypp 1 Gy B2 BXOMMBIX M BLIXOAMBIX  KJIGMMaX, M MACAIILHOIO
TpancPopmMaTopa.

J100poTHOCT M Ha €MKOCTHON KOOQQUIMEHT T

ar (M1 5yt =

de Parallelgute (faktor)

ja EEEfEE GES M)

pl  wspotczynnik jakosci

pt factor de mérito N\
sV merittal

N
oD\
Circuit électrique de méme impédance qu'un résonateur/biporte donné au voisinage de la
fréquence de résonance. \J

circuit équivalent d'un résonateur biporte

Note- Le circuit équivalent est généralement représen?é par un.biporte construit par une brahche
dynamique composée d'une inductabged'une capacit€, et d'une résistandg, en série, de

capacités en parallelg)y et Cqy sur les portes d'entrée et de sortie, et dun transformatelir
idéal. :
equivalent circuit of a two-port resonator

An electrical circuit which has thé, same impedance as a given two-port resonator in [the
neighbourhood of the resonance fréquency.

Note- The equivalent circuitns usually represented by a two-port circuit constructed by a
motional branch made up ofinductarige capacitance £and resistanci, in series, of parallel

capacitance€y andCOUTéhunting the input and output ports and of an ideal transformer.

IKBHBa/JIeHTHas (:xemh ABYXBXOJI0BOIro pesonaropa

f)ﬂel\'TDl/I‘leCl\‘ilf[ . CXema, - uMelonasg  Takoe Ke  TO0JHOe  CONpPOTUBJIEHWE, YTO W JaHHbIA
JIBYXBXO/I0BbIH p(“:?()}lﬂ'l‘()]) Ha vacrore BOJmM3M PE30HAHCHOMIO

HDI/IMG‘IH eI, OKBUBAJIEHTHAS cxema 00BIMHO npeacrasb/ieHa JIBYXITIOJIIOCHUKOM,
COCTAfl M3 IMHAMWYECKOW BETBU, B KOTOPYIO BXOJAAT WHAYKTUBHOCTH /I]. €MKOCTh C] n
CONnpoOTHBJICHNE Kl COeJIMHEHHbIE  ToCJIe10BaTe/IbHOK — yKasaHHad  BETBL  3alllyHTHPOBaHa

ar pdas g3 0L w5 sl

de Ersatzschaltung eines Zweitor-Resonators
ja 2% FR3LiReS o SME

pl uktad zasgpczy rezonatora czvérnikowego

pt circuito equivalente de um ressoador biporto
sv ekvivalent krets
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561-07-25 facteur de qualité a vide(symbole Q;)
Facteur de qualité d'un résonateur biporte défini par la formutel3/R, ol fg représente la
fréquence de résonance sérig, l'inductance dynamique séri®; la résistance du circuit
équivalent.
unloaded quality factor (symbol :Qj)
The quality factor of a two-port resonator given byfd /R, where § represents the series
resonance frequenclyy, the series motional inductanég, the equivalent circuit resistance.
obpornocth Ge3 narpyskn (pesonartopa) (cuvponK 1))
JloBpoTHocTh  IBYXBXOIOBOTO pesoHaTopa, npeicrasientas soipazkennem 21a dEK, rie @
ABJACTCA WACTOTOM TOCIeAoBaTeNbHOro  pesonanca, /l;, mocnenoBaTenbHON — IMHAMUAUCCKON
WHJ1YKTUBHOCTBIO, K] ., CONpPOTUBJIEHNCM SKBUBAJICHTHOW CXCMBI.
ar (OU: o) f=s s 83,50 Jolne N
de Leerlaufgute (faktor)
ja |ARQ GEH: QW)
pl wspdtczynnik dobroci w stanie nieobgjzonym
pt factor de qualidade em vazio
sv godhetstal A
A\
N
561-07-26 facteur de qualité en chargg(symbole Q) )
Facteur de qualité d'un résonateur connecté au circuit externe, défini comme le rapport de la
fréquence centrale a la largeur de bande a 3.dB,
loaded quality factor (symbol:Q, )
The quality factor for a resonator connected with the external circuit, defined as the ratio of cgntre
frequency to the 3 dB bandwidth. {
00POTHOCTH. MO HATPY 3KOil (])C‘.\}(:H'ATODH) (envison K 1)
,”IOG])OTHOC’I‘}) pesonaropa, . GBASAHHOrO G BHEIIIHEH  CXEMOM, onpejaengeMas Kak OTHOHICHNEe
CPEIHER MACTOTH K IMPHUE, TOOCK 110 yposio 3 b,
ar (Ol 1)) Jeepsdiive 6o 1 Ll
de Betriebsgute (faktor)
ja BFQ G5 QL) _ o
pl wspdtczynnik dobroci'w stanie obczenia
pt factorde qualidade em carga
sv_belastat godhetstal
A\
561-07-27 () suppression de résonance parasite

Grandeur définie par la difféerence entre le niveau maximal des résonances parasitgs et

I'affaiblissement d'insertion minimal dans une bande de fréquences spécifiée.
spurious resonance rejection

Quantity which is the result of the difference between the maximum level of spurious resona
and the minimum insertion attenuation in a specified frequencies band.

TCES

OJ1aBJICHHE MNapasuTHOroO peioHanca

Besmunna, onpejaengeMas pasHOCTblO MEK/1Yy MaKCUMaJIbHbIM  YPOBHEM Hapas3vTHBIX PE30OHAHCOB
1 MUHUMAJILHBIM BHOCUMBIM 3aTYXaHUEM B 3aJaHHOM MOJIOCE YACTOT.

ar A o s,

de Nebenresonanzunterdriickung

ja 7Y 7 ZIIRME

pl wyttumienie drgai niepazagdanych

pt supressao de ressonancia parasita
sv falskresonansdampning


https://iecnorm.com/api/?name=c70f191246673a5c35be691bfa830427

60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997 -13-

561-07-28 déphasage de fonctionnement

Différence de phase entre les bornes d'entrée et de sortie d'un dispositif a onde acoustique de
surface a une fréquence spécifiée.

operating phase shift

Phase difference between input and output terminals of acsugcoustic wave device at a
specified frequency.

abouni (a3oBbI CABUI

Casur 110 dgaze MEexK/1y BXOJAHOW U BLIXOAHOW KJIEMMaMU _\’C’l‘])Ol?l(I'l‘BZl Ha  TIOBEPXHOCTHBIX

AKYCTHYECKMX BOJIHAX Ha 3daJaHHOW YaCTOTE.

ar Josdl s B

de Betriebsphasenverschiebung

ja BYYERLAEHERS

pl robocze przesungcie fazowe

pt desfasagem de funcionamento N
sv fasdifferens
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